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infrared thermometers

optris® CT 1M/2M

Precyzyjny bezkontaktowy pomiar temperatury
w zakresie 250°C do 2200°C

Parametry ogdlne

| 3

Stopien ochrony IP 65 (NEMA-4)

Temperatura otoczenia Gtowica: -20°C do 100°C (1M) lub
125°C (2M)

Elektronika: -20°C do 85°C

Gtowica: -40°C do 100°C (1M) lub
125°C (2M)
Elektronika: -40°C do 85°C

10 - 95%, bez kondensacji

Temperatura przechow.

Wilgotnos¢ wzgledna

Wibracje (gtowica) IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz,

w dowolnej osi

IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms,
w dowolnej osi

Wstrzasy (gtowica)

Masa Gtowica pomiarowa: 40 g

Elektronika: 420 g

Parametry elektryczne

Wyjscia analogowe 0/4 - 20 mA, 0-5/10 V, termopara

typu J, K, alarm

Wyjscia alarmowe 24 /50 mA (otwarty kolektor)

Opcjonalnie przkaznik: 2 x 60 V DC/42 V AC_;

0.4 A; izolowany optycznie

USB, RS232, RS485, CAN,
Profibus DP, Ethernet

mA max. 500 Q (dla 8-36 VV DC)
mV min. 100 kQ impedancji obcigz.
termopara 20 Q (impedancja wy.)

Wyjscia cyfrowe (opcjona-
Inie)

Impedancja wyjsciowa

Wejscia programowalne wejscia funkcyj-

ne do zewngtrznego zadawania
emisyjnosci, kompensacji temperatu-
ry otoczenia, wyzwalania (kasowania
funkcji hold)

Dtugos¢ kabla 3 m (standard), 8 m, 15 m

Pobér pragdu max. 100 mA

Napiecie zasilania 8-36 VDC

WLASCIWOSCI

ekspozycji od 1 ms

m Nowos$¢: zminiaturyzowany pirometr na pasmo od-
powiednio 1.0 ym lub 1.6 ym do pomiaru gorgcych
metali w procesach wytwarzania i obrobki plastycz-
nej metali oraz tlenkéw i materiatéw ceramicznych

m Bardzo mata gtowica o srednicy 14mm i dlugosci
28 mm mieszczgca sie niemal wszedzie

m Mozliwosé stosowania do temperatury otoczenia
125°C bez chtodzenia

B Zakresy pomiarowe od 250°C do 2200°C,
wielko$¢ pola pomiarowego od 1.8 mm a czasu

m Niska dtugos¢ pasma pomiarowego wynoszgca
1.0um lub 1.6um redukuje btagd pomiaru temperat.
powierzchni o niskiej lub nieznanej emisyjnosci

Parametry metrologiczne

Zakres pomiarowy
(dowolnie skalowany za
pomoca klawiatury lub opro-
gramowania)

Zakres spektralny

Rozdzielczo$¢ optyczna CT
1ML/2ML
(90% energii)

Rozdzielczos¢ optyczna CT
1MH/1MH1/2MH/2MH1
(90% energii)

Dokfadno$c¢"
(w temp. otoczenia 23 +5°C)

Powtarzalnos¢
(w temp. otoczenia 23 +5°C)

Rozdzielczos¢
Czas ekspozycji?

Emisyjnosé/wzmocnienie
(ustalane za pomoca klawia-
tury lub oprogramowania)

Przepuszczalnos¢
(ustalana za pomoca klawia-
tury lub oprogramowania)

Przetwarzanie sygnatu

(parametr ustawiany za
pomoca klawiatury lub

programu)

Oprogramowanie

1 & =1, stata czasowa 1 s

485°C do 1050°C (1ML)
650°C do 1800°C (1MH)
800°C do 2200°C (1MH1)
250°C do 800°C (2ML)
385°C do 1600°C (2MH)
490°C do 2000°C (2MH1)

1.0 ym (1M)/1,6 pm (2M)
40:1 (2.7 mm @ 110 mm)

75:1 (1,5 mm @110 mm)

+ (0.3% wart. odczytanej + 2°C)
+ (0.1% wart. odczytanej + 1°C)

0.1 K
1 ms (90 %)
0.100 - 1.100

0.100 - 1.100

maksimum lokalne, minimum lokal-
ne, srednia;

rozszerzona funkcja hold z progierm
i histerezg

optris Compact Connect

2 z dynamiczng adaptacjg przy niskich poziomach sygnatu

Innowacyjna technologia podczerwieni




Charakterystyka optyczna

CT 1ML/2ML SF, D:S = 40:1
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CT 1ML/2ML CF, D:S = 40:1 (z duzej odlegtosci = 12:1)
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Gtowica pomiarowa

:

Elektronika

Akcesoria (przyktady)

Soczewka CF Nadmuch soczewki

(ACCTCFHT) zintegrowany z
soczewkg CF
Wi (ACCTAPLCFHT)
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TEST-THERM Sp. z 0.0., Ul.Friedleina 4-6, 30-009 Krakow
Tel.: 12 632 1301, 12 632 6188 « Fax: 12 632 1037

Email: office@test-therm.pl < Internet: http://test-therm.pl

Specyfikacja moze ulec zmianie bez uprzedzenia
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